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WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH 
W ODDZIALE LABORATORYJNYM W SZCZECINIE 

WSSE W SZCZECINIE 
                                             Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych 
· Obszar Higieny Komunalnej

Metody akredytowane

	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Woda, woda do spożycia 
przez ludzi


	Barwa
	PN-EN ISO 7887:2012 p.6 
	spektrofotometryczna

	2. 
	
	Przewodność właściwa
	PN-EN 27888:1999 
	konduktometryczna

	3. 
	
	Twardość ogólna
	PN-ISO 6059:1999 
	miareczkowa

	4. 
	
	Amonowy jon
	PN-C-04576-04:1994 
	spektrofotometryczna

	5. 
	
	Azotyny
	PN-EN ISO 10304-1:2009 
	chromatografii jonowej (IC)

	6. 
	
	Mangan
	PB/ŚR/K/02 
wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

	7. 
	
	Fluorki
	PN-EN ISO 10304-1:2009 
	chromatografii jonowej (IC)

	8. 
	
	Cynk
	PN-ISO 8288:2002 
	płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

	9. 
	
	Miedź
	
	

	10. 
	
	Ołów
	PB/ŚR/K/02 
wyd. II z dnia 28.04.2014 r.
	

	11. 
	
	Kadm
	
	

	12. 
	
	Nikiel
	
	

	13. 
	
	Rtęć
	PN-EN 1483:2007 2)
	absorpcyjna spektrometria atomowa z generacją zimnych par (CV AAS)

	14. 
	
	Sód
	PN-ISO 9964-3:1994

PN-ISO 9964-3:1997/Ak 
	płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES)

	15. 
	
	Potas
	
	

	16. 
	
	Chlorki
	PN-EN ISO 10304-1:2009
	

	17. 
	
	Chloryny
	PN-EN ISO 10304-4:2002 
	

	18. 
	
	Chlorany
	
	

	19. 
	
	Bromiany
	PN ISO 15061:2003 
	

	20. 
	
	Benzo(a)piren i ΣWWA
	PB/ŚR/K/04 
wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	wysokosprawnej chromatografii cieczowej 
z detekcją fluorescencyjną (HPLC- FLD)

	21. 
	
	Benzen
	PN-EN ISO 15680:2008 
	chromatografii gazowej 
z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) i detekcją spektrometrii mas (GC-MS P&T)

	22. 
	
	Chloroform
	
	

	23. 
	
	Bromodichlorometan
	
	

	24. 
	
	Dibromochlorometan
	
	

	25. 
	
	Bromoform
	
	

	26. 
	
	∑THM
	
	

	27. 
	
	1,2-dichloroetan
	
	

	28. 
	
	Trichloroeten
	
	

	29. 
	
	Tetrachloroeten
	
	

	30. 
	
	Tetrachlorometan
	
	

	31. 
	Woda, woda do spożycia 
przez ludzi, woda na pływalni
	Bromodichlorometan
	
	

	32. 
	
	Dibromochlorometan
	
	

	33. 
	
	Bromoform
	
	

	34. 
	
	∑THM
	
	

	35. 
	
	Indeks nadmanganianowy (utlenialność)
	PN-EN ISO 8467:2001 
	miareczkowa

	36. 
	
	Azotany
	PN-EN ISO 10304-1:2009 
	chromatografii jonowej (IC)

	37. 
	
	Glin
	PN-C-04605-02:1992 1)
	spektrofotometryczna

	38. 
	
	pH
	PN-EN ISO 10523:2012
	potencjometryczna

	39. 
	
	Mętność
	PN-EN ISO 7027-1:2016
	nefelometryczna

	40. 
	
	Żelazo
	PB/ŚR/K/02 

wyd. II z dnia 28.04.2014 r.
	płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

	41. 
	
	Metale: żelazo, mangan, glin, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, arsen, selen, antymon, srebro, wapń, magnez, rtęć, sód, potas, bor, uran.
	PN-EN ISO 17294-2:2016-11
	spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)


1) norma wycofana bez zastąpienia; 2) norma wycofana

Metody nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Woda, woda do spożycia 
przez ludzi


	Wszystkie metody badań wymienione jako akredytowane, których wynik badania podano poza zakresem akredytacji.

	2. 
	
	Zapach 
	PN-EN 1622:2006 
	organoleptyczna

	3. 
	
	Smak 
	
	

	4. 
	
	Wapń 
	PN-ISO 6058:1999 
	miareczkowa

	5. 
	
	
	PB/ŚR/K/22 
wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

	6. 
	
	Magnez 
	
	

	7. 
	
	
	PN-C-04554-04:1999
	miareczkowa

	8. 
	
	Zasadowość 
	PN-EN ISO 
9963-1:2001+Ap1:2004 
	

	9. 
	
	Chlorki 
	PN ISO 9297 :1994
	

	10. 
	
	Fosforany 
	PN-EN ISO 10304-1:2009 
	chromatografii jonowej (IC)

	11. 
	
	Bor 
	PB/ŚR/K /06 
wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	spektrofotometryczna


Pozostałe metody

	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Woda, woda do spożycia przez ludzi


	Zapach 
	PB/ŚR/K/11 

wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	organoleptyczna

	2. 
	
	Chlor wolny, 

chlor związany
	PB/ŚR/K/08 

wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	kolorymetryczna

	3. 
	
	Cyjanki
	PB/ŚR/K/13 

wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	testów kuwetowych

	4. 
	
	Pestycydy
	PB/ŚR/K/12 

wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	chromatografii gazowej (GC-ECD)

	5. 
	
	Ozon
	PB/ŚRK/17 

wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 
	testów ACCUVAC

	6. 
	
	Chlor wolny, chlor ogólny

chlor związany
	PB/ŚR/K/23 

wyd. I z dnia 03.03.2017 r.

na podstawie testu HACH LCK 310
	spektrofotometryczna


	


· Obszar Środowiska Pracy

Metody akredytowane

	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Środowisko pracy
	Benzen
	PB/ŚR/P/05 

wyd. III z dnia 10.12.2015 r. 
	chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)

	2. 
	
	Nafta
	PB/ŚR/P/07 

wyd. II z dnia 28.04.2014 r.  
	

	3. 
	
	Aceton
	PB/ŚR/P/03

wyd. III z dnia 10.12.2015 r. 
	

	4. 
	
	Butan-1-ol
	
	

	5. 
	
	2-butoksyetanol
	
	

	6. 
	
	Etanol
	
	

	7. 
	
	2-etoksyetanol
	
	

	8. 
	
	Etylobenzen
	
	

	9. 
	
	m-ksylen, o-ksylen
	
	

	10. 
	
	2-metylopropan-1-ol
	
	

	11. 
	
	Octan 2-butoksyetylu
	
	

	12. 
	
	Octan n-butylu
	
	

	13. 
	
	Octan 2-etoksyetylu
	
	

	14. 
	
	Octan etylu
	
	

	15. 
	
	Toluen
	
	

	16. 
	
	Trimetylobenzen- mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-)
	
	

	17. 
	
	Styren
	PN-86/Z-04152/02 1)
	

	18. 
	
	Toluen
	PN-78/Z-04115/01 1)
	

	19. 
	
	Stężenie lotnych substancji organicznych:

pentan

heksan

2-metylopentan

3-metylopentan

propan-2-ol

trichloroeten

tetrachloroeten

benzyna ekstrakcyjna
	PB/ŚR/P/06

wyd. III z dnia 28.04.2014 r. 
	

	20. 
	
	Formaldehyd
	PN-76/Z-04045/04 1a)
	spektrofotometria

	21. 
	
	Mangan
- frakcja wdychalna

- frakcja respirabilna
	PN-Z-04472:2015-10+Ap 1:2015
	absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją

w płomieniu (FAAS)

	22. 
	
	Tlenki żelaza

- frakcja wdychalna

- frakcja respirabilna
	PN-Z-04469:2015-10
	

	23. 
	
	Tlenek azotu
	PB/ŚR/P/04

wyd. II z dnia 28.04.2014 r. 


	elektrochemia

	24. 
	
	Ditlenek azotu
	
	

	25. 
	
	Tlenek węgla
	
	

	26. 
	
	Ditlenek węgla
	
	spektrometria

w podczerwieni

	27. 
	
	Stężenie pyłu 

- frakcja wdychalna
	PN-91/Z-04030/05 1)
	filtracyjno-wagowa

	28. 
	
	Stężenie pyłu 
- frakcja respirabilna
	PN-91/Z-04030/06 1)
	

	29. 
	
	Hałas słyszalny
	PN-N-01307:1994

PN-EN ISO 9612:2011 
bez pkt. 10 i 11 
	bezpośrednia

	30. 
	
	Drgania mechaniczne ogólne
	PN-EN 14253:2008+A1:2011 
	bezpośrednia

	31. 
	
	Drgania mechaniczne miejscowe
	PN EN ISO 5349-1:2004

PN EN ISO 5349-2:2004 
	bezpośrednia

	32. 
	
	Mikroklimat umiarkowany
	PN-EN ISO 7730:2006
PN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04
	bezpośrednia

	33. 
	
	Oświetlenie elektryczne
	PN-83/E-04040/03 1)
	bezpośrednia

	34. 
	
	Pobieranie próbek powietrza na pyły i czynniki chemiczne

- frakcja wdychalna

- frakcja respirabilna
	PN-Z-04008-7:2002 
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004
	dozymetrii indywidualnej


1) – norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia. 1a) – norma wycofana.

 Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające stosowanie norm wycofanych. 

2) – metoda inna niż wymaga rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 02.02.2011 r. (Dz. U.11.33.166), metoda spełnia kryterium określone w w/w rozporządzeniu dotyczące dopuszczenia stosowania innych metod.

Metody nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Środowisko pracy
	Mikroklimat zimny
	PN-EN ISO 11079:2008 
	bezpośrednia

	2. 
	
	Mikroklimat gorący
	PN-EN 27243:2005
	bezpośrednia

	3. 
	
	Sprawność wentylacji mechanicznej
	PN-EN 12599:2002/AC:2004 
	bezpośrednia

	4. 
	
	Hałas w pasmach oktawowych w celu doboru ochronników słuchu
	PN-EN 458:2016  

PN-EN ISO 4869-2:2002/AC:2007 
	bezpośrednia

	5. 
	
	Hałas infradźwiękowy
	PN-Z-01338:2010 
	bezpośrednia

	6. 
	
	Hałas w budynkach
	PN-87/B-02156  
	bezpośrednia

	7. 
	
	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia

- frakcja wdychalna
	PN-Z-04507:2022-05

PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08
	filtracyjno - wagowa

	8. 
	
	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia

- frakcja respirabilna
	PN-Z-04508:2022-05 

PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08
	


· Obszar Badań Radiacyjnych

Metody akredytowane

	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.


	1. 
	Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce
	Natężenia pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 50 Hz, zakres:

1,0 V/m – 50,0 kV/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 50 Hz,

zakres:

0,8 A/m – 8,0 kA/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia
	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 91 – 150 
	pomiar bezpośredni



	2. 
	Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii
	Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości
   10 Hz - 1000 Hz,

zakres:

1,0 V/m – 50,0 kV/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości:
  10 Hz – 1000 Hz

zakres:

0,8 A/m – 8,0 kA/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia
	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s. 151 – 180 
	pomiar bezpośredni

	3. 
	Pole elektromagnetyczne
	Natężenie pola elektrycznego E

w zakresie częstotliwości:

- 10 Hz – 50 GHz

zakres:

0,5 V/m – 50,0 kV/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

Natężenie pola magnetycznego H

w zakresie częstotliwości:

- 10 Hz – 1 GHz

zakres:

0,01 A/m – 8,0 kA/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

- 1 GHz – 50 GHz

z obliczeń
	PN-T-06580-3:2002 „Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz - Część 3: Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy”,

Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne 
(tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 331) 
	pomiar bezpośredni

	4. 
	Środowisko – pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych
	Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres:

1,11 V/m – 51,73 kV/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 50 Hz  Zakres:

0,81 A/m – 7,2 kA/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia
	Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 roku, poz. 258 z późniejszymi zmianami) 
	pomiar bezpośredni

	5. 
	Środowisko – pole elektromagnetyczne  w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych: pomiary szerokopasmowe
	Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości:

- 100 kHz – 3 MHz

Zakres:

0,28 V/m – 981 V/m

- 3 MHz – 18 GHz

Zakres:

0,42 V/m – 996 V/m

- 18 GHz – 50 GHz

Zakres:

10,48 - 641 V/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości:

100 kHz – 10 MHz

Zakres:

0,0097 A/m – 162 A/m

Metoda pomiarowa bezpośrednia

10 MHz – 50 GHz

z obliczeń
	
	

	6. 
	Żywność, produkty rolne, woda, pasze dla zwierząt
	Stężenie aktywności radionuklidu 137Cs 

Zakres: 1,6 Bq/kg – 10 kBq/kg

Metoda spektrometrii promieniowania

gamma
	PB/ŚR/R/01 wyd. IV         
z dnia 10.01.2020 roku
	pomiar bezpośredni

	7. 
	Urządzenia stosowane

w stomatologii - aparaty zdjęć

wewnątrzustnych


	Wysokie napięcie
	Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji
medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)1)
PB/ŚR/R/02 wyd. IV 
z dnia 10.01.2020 roku
	pomiar bezpośredni

	8. 
	
	Dokładność ustawienia wysokiego napięcia
	
	z obliczeń

	9. 
	
	Powtarzalność wartości wysokiego napięcia
	
	

	10. 
	
	Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu
	
	

	11. 
	
	Czas ekspozycji
	
	pomiar bezpośredni

	12. 
	
	Dokładność ustawienia czasu ekspozycji
	
	z obliczeń

	13. 
	
	Powtarzalność wartości czasu ekspozycji
	
	

	14. 
	
	Dawka
	
	pomiar bezpośredni

	15. 
	
	Warstwa półchłonna (HVL)
	
	z obliczeń

	16. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej
	
	

	17. 
	
	Powtarzalność wydajności lampy
	
	

	18. 
	
	Wartość wydajności lampy w funkcji natężenia prądu
	
	

	19. 
	
	Zmienność wydajności lampy przy zmianie obciążenia prądowo – czasowego
	
	

	20. 
	Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych
	Pomiar luminancji
	Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040) 1)
PB/ŚR/R/04 wyd. II         
z dnia 10.01.2020 roku
	pomiar bezpośredni – metoda fotometryczna

	21. 
	
	Jednorodność monitora
	
	z obliczeń

	22. 
	
	Zgodność maksymalnej luminancji między monitorami
	
	

	23. 
	
	Kontrast monitora
	
	

	24. 
	
	Krzywa skali szarości
	
	

	25. 
	Urządzenia stosowane w

radiografii ogólnej analogowej
	Wysokie napięcie
	Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040) 1)
PB/ŚR/R/06 wyd. III        
z dnia 10.01.2020 roku
	pomiar bezpośredni

	26. 
	
	Dokładność ustawienia wysokiego napięcia
	
	z obliczeń

	27. 
	
	Powtarzalność wartości wysokiego napięcia
	
	

	28. 
	
	Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu
	
	

	29. 
	
	Czas ekspozycji
	
	pomiar bezpośredni

	30. 
	
	Dokładność ustawienia czasu ekspozycji
	
	z obliczeń

	31. 
	
	Dawka
	
	pomiar bezpośredni

	32. 
	
	Warstwa półchłonna (HVL)
	
	z obliczeń

	33. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej
	
	

	34. 
	
	Powtarzalność wydajności lampy
	
	

	35. 
	
	Wartość wydajności lampy w funkcji natężenia prądu
	
	

	36. 
	
	Zmienność wydajności lampy przy zmianie obciążenia prądowo – czasowego
	
	

	37. 
	
	Wielkość ogniska lampy rtg
	
	z obliczeń

	38. 
	
	Odchylenie pomiędzy osią wiązki a płaszczyzną rejestratora obrazu od kąta prostego
	
	z obliczeń - pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego

	39. 
	
	Odległość pomiędzy środkiem pola rentgenowskiego a środkiem rejestratora obrazu
	
	

	40. 
	
	Odległość pomiędzy środkiem pola rentgenowskiego a środkiem krzyża pola świetlnego
	
	

	41. 
	
	Odległość pomiędzy środkiem krzyża pola świetlnego a środkiem rejestratora obrazu w szufladzie
	
	

	42. 
	
	Odległość pomiędzy polem promieniowania rentgenowskiego a polem uzyskanego obrazu dla kolimatorów z automatycznym ustawieniem pola
	
	

	43. 
	
	Natężenie oświetlenia pola świetlnego symulującego pole promieniowania rentgenowskiego
	
	pomiar bezpośredni

	44. 
	
	Gęstość optyczna
	
	pomiar bezpośredni

	45. 
	
	Różnica gęstości optycznej przy zmianie natężenia prądu
	
	z obliczeń



	46. 
	
	Różnica gęstości optycznej przy zmianie wysokiego napięcia
	
	

	47. 
	
	Różnica gęstości optycznej przy zmianie grubości fantomu
	
	

	48. 
	
	Różnica gęstości optycznej – czułość komór AEC
	
	

	49. 
	
	Odchylenie gęstości optycznej dla kasety kontrolnej
	
	

	50. 
	
	Gęstość minimalna w procesie wywoływania
	
	

	51. 
	
	Wskaźnik światłoczułości w procesie wywoływania
	
	

	52. 
	
	Wskaźnik kontrastowości w procesie wywoływania
	
	

	53. 
	
	Luminancja negatoskopu
	
	pomiar bezpośredni

	54. 
	
	Jednorodność luminacji powierzchni negatoskopu
	
	z obliczeń

	55. 
	
	Natężenie oświetlenia zewnętrznego na powierzchni negatoskopu
	
	pomiar bezpośredni

	56. 
	Urządzenia stosowane w

radiografii ogólnej cyfrowej
	Wysokie napięcie
	Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040) 1)
PB/ŚR/R/05 wyd. III         
z dnia 10.01.2020 roku
	pomiar bezpośredni

	57. 
	
	Dokładność ustawienia wysokiego napięcia
	
	z obliczeń

	58. 
	
	Powtarzalność wartości wysokiego napięcia
	
	

	59. 
	
	Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu
	
	

	60. 
	
	Czas ekspozycji
	
	pomiar bezpośredni

	61. 
	
	Dokładność ustawienia czasu ekspozycji
	
	z obliczeń

	62. 
	
	Dawka
	
	pomiar bezpośredni

	63. 
	
	Warstwa półchłonna (HVL)
	
	z obliczeń



	64. 
	
	Wydajność lampy rentgenowskiej
	
	

	65. 
	
	Powtarzalność wydajności lampy
	
	

	66. 
	
	Wartość wydajności lampy w funkcji natężenia prądu
	
	

	67. 
	
	Zmienność wydajności lampy przy zmianie obciążenia prądowo – czasowego
	
	

	68. 
	
	Powtarzalność systemu AEC (powtarzalność dawki)
	
	

	69. 
	
	Odchylenie wskaźnika ekspozycji przy zmianie grubości fantomu
	
	

	70. 
	
	Czułość płyt obrazowych (CR)
	
	

	71. 
	
	Wielkość ogniska
	
	z obliczeń

	72. 
	
	Odchylenie pomiędzy osią wiązki a płaszczyzną rejestratora obrazu od kąta prostego
	
	pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego

	73. 
	
	Odległość pomiędzy środkiem pola rentgenowskiego a środkiem uzyskanego obrazu
	
	

	74. 
	
	Odległość pomiędzy środkiem pola rentgenowskiego a środkiem krzyża pola świetlnego
	
	

	75. 
	
	Odległość pomiędzy środkiem krzyża pola świetlnego a środkiem uzyskanego obrazu
	
	

	76. 
	
	Odległość pomiędzy polem promieniowania rentgenowskiego a polem świetlnym dla kolimatorów z ręcznym ustawieniem pola
	
	

	77. 
	
	Odległość pomiędzy polem promieniowania rentgenowskiego a polem uzyskanego obrazu dla kolimatorów z automatycznym ustawieniem pola
	
	

	78. 
	
	Natężenie oświetlenia pola świetlnego symulującego pole promieniowania rentgenowskiego
	
	pomiar bezpośredni


Metody nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Urządzenia stosowane do fluoroskopii i angiografii
	Dawka
	Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040) 1)
PB/ŚR/R/10 wyd. II

z dnia 10.01.2020 roku
	pomiar bezpośredni

	
	
	Moc dawki na powierzchni wejściowej fantomu
	
	z obliczeń

	
	
	Dawka wejściowa na jeden obraz na powierzchni wejściowej fantomu
	
	z obliczeń

	
	
	Progowy kontrast obrazu
	
	pomiar bezpośredni

	
	
	Rozdzielczość wysokokontrastowa toru wizyjnego
	
	pomiar bezpośredni

	
	
	Zgodność pola promieniowania rentgenowskiego z polem widzenia rejestratora obrazu
	
	z obliczeń - pomiar odległości między elementami obrazu rentgenowskiego


Pozostałe metody 
	Lp.
	Przedmiot badań/wyrób
	Badane cechy
	Dokumenty odniesienia
	Metoda

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	Środowisko pracy
	Moc dawki promieniowania jonizującego (X, ()
	PB/ŚR/R/07 wyd. II              
z dnia 22.11.2019 roku
	pomiar bezpośredni

	2. 
	Środowisko,

Środowisko komunalne
	Moc dawki promieniowania jonizującego (X, ()
	PB/ŚR/R/07 wyd. II              
z dnia 22.11.2019 roku
	pomiar bezpośredni

	3. 
	
	Pomiar skażeń powierzchni substancjami promieniotwórczymi alfa i beta
	
	pomiar bezpośredni

	2.
	Urządzenia stosowane w

stomatologii – aparaty do zdjęć

pantomograficznych i cefalometrycznych
	Wysokie napięcie
	Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji
medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040) 1)
PB/ŚR/R/11 wyd. I              
z dnia 10.01.2020 roku
	pomiar bezpośredni

	1. 
	
	Dokładność ustawienia wysokiego napięcia
	
	z obliczeń

	2. 
	
	Powtarzalność wartości wysokiego napięcia
	
	

	3. 
	
	Zmienność wysokiego napięcia przy zmianie natężenia prądu
	
	

	4. 
	
	Czas ekspozycji
	
	pomiar bezpośredni

	5. 
	
	Dokładność ustawienia czasu ekspozycji
	
	z obliczeń

	6. 
	
	Powtarzalność wartości czasu ekspozycji
	
	

	7. 
	
	Dawka
	
	pomiar bezpośredni

	8. 
	
	Warstwa półchłonna (HVL)
	
	z obliczeń

	
	
	Luminancja negatoskopu
	
	pomiar bezpośredni

	
	
	Jednorodność luminacji powierzchni negatoskopu
	
	z obliczeń

	
	
	Natężenie oświetlenia zewnętrznego na powierzchni negatoskopu
	
	pomiar bezpośredni


1) – uchylony bez zastąpienia.
